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PERSPEKTYWY I MOZLIWOSCI WYKONANIA POMIAROW
UZIARNIENIA MATERIALOW MINERALNYCH
W CZASIE ICH PRODUKCJI

W laboratoriach uzywa si¢ wielu przyrzadéw do pomiaréw uziarnienia materiatdw mineralnych.
Czy istnieje mozliwos¢ wykonywania pomiarow w trakcie produkcji, a takze czy mozliwa jest stala
kontrola tego procesu. Mozliwosci takie daja optyczno-elektroniczne przyrzady pomiarowe, ktdre
mozna dowolnie przystosowa¢ do warunkéw produkcii.

Rozwdj optycznych metod pomiarowych pozwala obecnie zastapi¢ zmudne niekie-
dy pomiary manualne. Dla pomiaroéw laboratoryjnych istniejq przyrzady pomiarowe,
ktore moga mierzy¢ uziarnienie od 0,5 pm do 100 mm. Z poszczegdlnych pomiardw
mozna otrzymac¢ krzywaq uziarnienia liczaca kilkadziesiat punktéw pomiarowych od
najmniejszych do najwigkszych czastek. Komputery przypisane do kazdego z przy-
rzadéw pozwalaja na oceng tych krzywych zgodnie z odpowiednimi normami, a roz-
ktad uziarnienia moze by¢ natychmiast rozestany w sieci internetowe;.

Obecnie tworzone sg projekty: jak technike pomiarow laboratoryjnych przetworzy¢
na technik¢ pomiarow przemystowych ,,on-line” (OL). Urzadzenia pomiarowe wow-
czas musza si¢ znajdowa¢ w bezposrednim sasiedztwie z miynami, kruszarkami lub
stalymi maszynami transportowymi.

Dla wykonania pomiaréw mozna pobiera¢ probki produkowanego materiatu okre-
sowo lub ciagle przy uzyciu ,,by pass”(BP). Pobierane okresowo probki surowcéw
mineralnych zawsze moga stwarza¢ niebezpieczenstwo braku reprezentatywnosci.
Prawidtowo zbudowany BP, ktéry w sposob ciagly odbiera ziarnisty material mineral-
ny jest lepszy, ale bardzo trudny do wykonania, szczegdlnie dlatego, ze w obecnie
uzytkowanych maszynach nie przewidziano miejsca na zabudowg takiego urzadzenia.
Przebudowa za$ istniejacych urzadzen sortujacych lub przerdbczych jest trudna
1 kosztowna, ale mozliwa do wykonania.
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Produkowane obecnie laboratoryjne urzadzenia pomiarowe optyczno-elektronicz-
nych systeméw pomiarowych moga by¢ stosunkowo szybko i tanio przeksztalcone
i przystosowane do pomiarow ciaglych przy uzyciu BP. przetworzonymi wynikami
pomiarow w postaci odpowiednich sygnaldéw elektrycznych mozna bedzie sterowac
maszynami przerdbczymi dla uzyskania odpowiednich wtasciwosci surowcdéw mine-
ralnych. takie pomiary moga rowniez sluzy¢ do mieszania w odpowiednich propor-
cjach réznych surowcoOw mineralnych dla otrzymywania np. mieszanek asfaltowych.
typowym rozwigzaniem konstrukcyjnym moze by¢ schemat BP opisany na rys. 1.
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Rys. 1. Schemat ,,by pass”
Fig. 1. ,,By pass” scheme

Pod zwe¢zajaca rurg 1 umieszcza si¢ stozek 2, ktory zamocowany jest do dalszego
ciagu rur 3 transportujacych nosiwo. Przy podstawie stozka umieszczony jest wlot
BP 4, pobierajacy pewna cz¢$¢ materiatlu w stosunku d/(nD) = 0,005. BP kieruje mate-
rial poza rurociag do przyrzadu pomiarowego 5, ktéry potaczony jest z elektronicz-
nym blokiem pomiarowym 6 i komputerem 7.
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Przyktady urzadzen do pomiaréw laboratoryjnych, ktore moga by¢ przystosowane
do pomiaréw OL przy stosowaniu odpowiednich BP przedstawiono na rys. 2—4, a opis
tych i innych analizatorow mozna znalez¢ na stronie internetowej [5].

Rys. 2. Analizator IPS UA; zakres pomiaru 0,5-2000 pum
Fig. 2. IPS UA analyser; measuring range 0.5-2000 pm

Rys. 3. Analizatory AWK 3D; zakres pomiaru 0,2-31,5 mm
Fig. 3. AWK 3D analysers; measuring range 0.2—31.5 mm
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Rys. 4. Analizator AWK B; zakres pomiaru 1-130 mm
Fig. 4. AWK B analyser; measuring range 1-130 mm
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OUTLOOKS AND CAPABILITIES OF MINERAL MATERIALS GRAIN SIZE
MEASUREMENT DURING PRODUCTION PROCESS

In laboratories one can use many analysers which can measure mineral materials grain size. Question
is, is there a possibility to measure such materials during production process in order to control such
process? Yes, it is possible thanks to opto-electronic analysers specially adapted to any production
conditions.



